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Abstrakt: Siroké moznosti aplikace riiznych mikro a nanostruktur vyzaduji i rozvoj no-

vych technik pro jejich vytvareni. V soucasnosti existuje pomérné siroka skala metod
vyuzitelnych v této oblasti, které se lisi svoji naroc¢nosti, flexibilitou, kvalitou vy-
slednych struktur, atd. V piipadé potfeby realizace obecnych mikro a nanostruktur,
obsahujicich jak pfisné periodické casti, tak aperiodické prvky, jsou casto vyuzi-
vany techniky pfimého zapisu pomoci laserovych nebo elektronovych svazki, kdy
dochazi k pocitacem fizené expozici struktury presné podle pozadavkl zadani. Jed-
nou z moznosti, jak vytvaret obecné motivy s vysokou presnosti, je i vyuziti technik
urcenych primarné pro metrologii mikro a nanostruktur. V. AFM mikroskopii je pii
meéteni s vysokou presnosti monitorovan pohyb hrotu nad povrchem vzorku a takto
ziskany signal poskytuje informaci o topografii a dalsich parametrech povrchu. Mé-
fici hrot ve spojeni s pfesnymi posuvy lze vyuzit i pro vytvafeni struktur, a to hned
nékolika zpusoby. Mtze se jednat budto o mechanické ryti, kdy je specidlni tvrdy
hrot (napiiklad diamantovy) pfitlacen definovanou silou na podlozku a vytvari po-
zadovany reliéf, anebo o rtizné formy chemické reakce na povrchu substratu, ktera je
indukovéana pritomnosti hrotu, resp. napéti privedeného na hrot. Zajimava je také
moznost kombinace mikro a nanostruktur vytvorenych naptiklad laserovou nebo
elektronovou litografii a hrotem AFM mikroskopu. Touto technikou Ize realizovat
elementy s nanometrovymi detaily, resp. je mozné provadét mikro a nanomanipulace
s riznymi objekty. Vytvorené elementy je mozné diagnostikovat budto opét pouzi-
tim AFM mikroskopie, anebo dalsimi technikami jako jsou elektronova mikroskopie,
atd.

Cilem prace je studium moznosti vytvafeni mikro a nano struktur pomoci AFM
mikroskopu v rtznych materidlech. Naplni prace bude jednak reSerse moznosti na-
nolitografie pomoci AFM a zejména experimentalni realizace vybranych struktur
pomoci mikroskopu Park XE-100.
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